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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl et du
CISPR est constamment revu par la Commission et par
le CISPR afin qu'il reflete bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

¢« «Site web» de la CEI *

« Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie utilisée dans la présente

publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a
la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lécteunse
reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electrotes

séparés traitant chacun d'un sujet défini, I'lndex
étant publié séparément. Des détails complets su
peuvent étre obtenus sur demande.

Les symboles et
publication ont été irés de la CEl 60027 ou
CEIl 60617, soit spécifiquement approuvés aux fins de
cette publication.

*  «Site web» de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC and CISPR publications is
kept under constant review by the IEC and CISPR, thus
ensuring that the content reflects current technology.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

¢ |EC web site *

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with reguta
(On-line catalogue)*

¢ |EC Bulletin
Available both aj

for the purpose of this

in0logy, readers are referred to
: Inter ational Electrotechnical Vocabulary
F gsued in the form of separate chapters
aling with a specific field, the General Index
ished as a separate booklet. Full details of the
supplied on request.

terms on radio interference, see Chapter 902.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to:

— |EC 60027: Letter symbols to be used in
electrical technology;
— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams;
The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC 60027 or

IEC 60617, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

* |EC web site
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE -
EXIGENCES POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES,
OUTILLAGES ELECTRIQUES ET APPAREILS ANALOGUES —

Partie 1: Emission

AVANT-PROPOS

SUJetS examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales s
nationaux et les autres organisations membres du CISPR.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, le CISF
adoptent dans leurs régles nationales le texte des
conditions nationales le permettent. Toute

S 3 ipns dw R, dans la mesure ou les
L . . ! p @' - . N
nationale correspondante doit, dans la megure tdu p@Ssible,@tre indiquee emie i iére.

technique.
Elle a le statut in
la CEI.

Le texte de cefte Rubhc
documents sdi N

ion est tssu’de la troisieme édition, des amendements 1 et 2, et des

\ FDIS Rapport de vote
CISPR/F/300/FDIS CISPR/F/306/RVD

Il est prévu de modifier cette publication du CISPR ultérieurement, selon I'expérience acquise
au cours de son application.

L'annexe A fait partie intégrante de cette publication du CISPR.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY —
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS -

Part 1: Emission

FOREWORD

2) They have the form of recommendatlons for mternatlonal use and

3) In order to promote international unlflcatlon the CISPR expre

Any divergence between the CISPR recommendations an
possible, be clearly indicated in the latter.

F: Interference relating to
Mnilarapparatus.

This publication has been prepared
household appliances, tools, lighting equig

This fourth edition cancels nd replace ird elt o/ published in 1993, its amendment 1
(1996) and its amendmerx ioh constitutes a technical revision.
It has the status of a pfo hlication in accordance with IEC Guide 107
The text of this p@ i (ke third edition, amendment 1, amendment 2 and the

following documen

Report on voting

CISPR/F/306/RVD

This CISP ubNcatjon\js”expected to be amended in the future, as dictated by experience
gained from its™uge.

Annex A forms an integral part of this CISPR publication.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

L'objet de la présente norme est d'établir des exigences uniformes pour les limites des
perturbations radioélectriques des appareils relevant du domaine d'application, de fixer des
limites pour le niveau perturbateur, de décrire des méthodes de mesure et de normaliser les
conditions de fonctionnement et I'interprétation des résultats.

@%
S
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INTRODUCTION

The intention of this standard is to establish uniform requirements for the radio disturbance
level of the equipment contained in the scope, to fix limits of disturbance, to describe methods
of measurement and to standardize operating conditions and interpretation of results.

@%
S
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE —
EXIGENCES POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES,
OUTILLAGES ELECTRIQUES ET APPAREILS ANALOGUES —

Partie 1: Emission

1 Domaine d'application

1.1 La présente norme s'applique aux perturbations radioélectriques conduites\et rayonnées,
produites par des appareils dont les fonctions principales sont assurg
par des dispositifs de commutation ou des dispositifs de régulatiop i ennement
RF est produit volontairement, ou destiné & I'éclairage.

les dispositifs de commande et de régulation comportantes
les appareils électromédicaux a moteur, les jouets électrigue

pas étre mesurés sur
sont a I'étude.

- L
—  Matéxiels
7.3.5.4.2

— Dispositifs deNgapémission par le réseau électrique: CEl 61000-3-8;
— Matériel générant et utilisant une énergie RF a des fins de chauffage et de thérapie: CISPR 11;
—  Fours a micro-ondes: CISPR 11 (voir 1.3 sur les matériels a fonctions multiples);

— Appareils de traitement de l'information, par exemple, ordinateurs domestiques, ordinateurs individuels:
CISPR 22;

—  Matériel électrique utilisé sur les véhicules a moteurs: CISPR 12.

- dispositifs de commande et de régulation et matériel comportant de tels dispositifs,
utilisant des semiconducteurs, et dont le courant d'entrée assigné est supérieur a 25 A par
phase;

— alimentations électriques destinées a étre utilisées séparément.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY —
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS -

Part 1: Emission

1 Scope

1.1 This standard applies to the conduction and the radiation of radio-fregu
from appliances whose main functions are performed by motors and S
devices, unless the r.f. energy is intentionally generated or intended fa

ency disturbances
O\NOr regulating

Also included in the scope of this standard are:

— separate parts of the above mentioned equipment
(power or protective) relays, howeve i
this standard.

switching devices e.g.
apply unless formulated in

This standard gives for the time beij 3 s—for apparatus that cannot be
measured on a test site; requirements for in_situxgeasurements are under consideration.

Informationtechndlogy equipment, e.g. home computers, personal computers: CISPR 22;

— Electric equipment to be used on motor vehicles: CISPR 12.

— regulating controls and equipment with regulating controls incorporating semiconductor
devices with a rated input current of more than 25 A per phase;

— stand-alone power supplies.
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1.2 La gamme des fréquences couvertes est comprise entre 9 kHz et 400 GHz.

1.3 Un matériel a fonctions multiples, couvert simultanément par différents articles de la
présente norme et/ou par d'autres normes, doit satisfaire aux exigences de chaque article et
de chaque norme relatives a la fonction correspondante, lorsque celle-ci est activée; pour
plus de détails, se reporter a 7.2.1.

1.4 Les limites spécifiees dans la présente norme ont été déterminées sur une base
probabiliste, afin de maintenir la suppression des perturbations dans des limites raisonnables
du point de vue économique, tout en assurant une protection adéquate contre les
perturbations radioélectrigues. Dans certains cas exceptionnels, il est possible qu'un
brouillage radioélectrique se produise, malgré la conformité aux limites ifiées. Dans de
tels cas, il est possible que des dispositions supplémentaires soient néce

2 Références normatives

Pour les références datées, les amendements ultérieugs—au Y ces publications
ne s’appliqguent pas. Toutefois, les parties prenan des sur la présente
partie du CISPR 14 sont invitées a rechercher la plossibiji les éditions les plus

CEI 60050(161):1990, Vot ] cli e Ipternational — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique
CEIl 60335-2-76; 7, \Sécurité ¢ appareils électrodomestiques et analogues — Partie 2:
Regles particulie ]

CISPR 16-1:1993

radioélectrique
mesure des

perturbations radioélectriques — Partie 1: Appareils de
ectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques

Amende
CISPR 16-221996, Spécification pour les appareils et méthodes de mesure des perturbations
radioélectrique e I'immunité — Partie 2: Méthodes de mesure des perturbations et de

I'immunité
Amendement 1 (1999)*"

3 Définitions

3.1.1 Les définitions contenues dans la CEl 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique, ainsi que les définitions
spécifiques relatives aux perturbations discontinues, données de 3.2 a 3.7, s'appliquent pour
la présente norme.

* Une édition consolidée est parue en 1998.
** Une édition consolidée est parue en 1999.
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